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概要
電子顕微鏡（SEM）でスマートフォンディスプレイを断面観察することで、その層構造の情

報が得られる。断面作製にはイオンビーム用いることで、素子構造を崩すことなく構造を

明瞭に観察できる。
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 分析例　スマートフォンディスプレイの断面構造
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